Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 437/2023 ze dne: 14. 8. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

VOP CZ, s.p.

objekt cislo 2399, Kalibra¢ni laboratof
Dukelska 102, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina

CMC pro obor méfené veli¢iny: Délka
VI,’OF'l Kalibrovana V.eliéina / Predmét Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'iziiéun(i?;zz?a Princip kalibrace l'{gﬁ?;';‘é':f;ﬁi Pr.a}C?_
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. méFent? DOSUPLS visté
1 Posuvna métitka 0Omm az 250 mm (11-L +12) pm | Porovnéni s koncovymi mérkami KP-GL-2.1
250 mm az 1000 mm (14-L +19) pm
2 Hloubkoméry posuvné 0Omm az 250 mm (11-L +12) pm | Porovnani s koncovymi mérkami KP-GL-2.8
3 Vyskoméry posuvné 0Omm az 1000 mm (14-L +19) pm | Porovnéni s koncovymi mérkami KP-GL-2.9
4 Svarové meérky 0Omm az 100 mm (14-L +120) pm | Porovnani s koncovymi mérkami KP-GL-2.7
5 | Tfmenové mikrometry 0Omm az 200 mm (11-L +1,5) pm | Porovnéni s koncovymi mérkami KP-GL-2.2
200 mm az 500 mm (14-L +16) pm
6 Pasametry 0Omm az 200 mm (11-L +1,5) pm | Porovnani s koncovymi mérkami KP-GL-2.3
7 Ciselnikové tichylkoméry Pfimé méfeni na zatizeni pro KP-GL-2.4
0Omm az 25 mm (14-L +1,5) pm  |kalibraci ¢iselnikovych uchylkomért
8 Dvoudotekové dutinoméry Pfimé méfeni na zatizeni pro KP-GL-2.4
0mm az 200 mm (14-L +1,3) um | kalibraci ¢iselnikovych tchylkoméra
9 Tloustkoméry 0Omm az 1 mm 1,2 um Piimé méfeni na délkoméru KP-GL-2.6
10 | Valeckové kalibry hladké Omm az 200 mm (14-L +2,4) pm | P¥imé méfeni na délkoméru KP-GL-1.2
11 |Zavitové kalibry — metrické Pi{imé méfeni rozméru pres dratky na | KP-GL-4.1
trny 3mm az 100 mm (14-L +2,8) um | délkoméru
12 | Svinovaci metry 0Omm az 10000 mm (0,042-L +0,13) mm | Porovnani s ¢arkovym pravitkem KP-GL-1.7
13 | Ocelova métitka Omm az 2000 mm (0,042-L +0,13) mm | Porovnani s ¢arkovym pravitkem KP-GL-1.6
14 | Listkové sparomery 0Omm az 10 mm (14-L +1,9) pm | Ptimé méfeni na délkoméru KP-GL-1.4
15 | Kalibracni folie Omm az 10 mm 1,9 ym Piimé méfeni na délkoméru KP-GL-1.9
16 | Mikrometrické odpichy 0mm az 250 mm (14-L +2,4) um | P¥imé méfeni na délkoméru KP-GL-2.10
17 | Piimérna pravitka Porovnani s etalonem ptimosti a KP-GL-3.1
0Omm az 1100 mm (1,4-L +7) um koncovymi mérkami
18 | Dutinové mikrometry Piimé méfeni na délkoméru KP-GL-2.11
dvoudotekové a tiidotekové 0Omm az 200 mm (14-L +1,5) pm
19 | KrouZzky nastavné a mezni 22mm az 200 mm (14-L +2,2) uym | Porovnavaci méfeni na délkoméru KP-GL-1.5
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 437/2023 ze dne: 14. 8. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

VOP CZ, s.p.
objekt ¢islo 2399, Kalibra¢ni laboratof
Dukelska 102, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina

. . (o exe . « Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana Identifikace i
;;;B’l Kallbrovanlga\lfiebl:’:(l;: / Pfedmét Parametr(y) méf. veli¢iny roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:izig
min  jedn. max  jedn. méieni? postupu?®
20 | Uhelniky 90° Piimé méfeni koncovych mérek, KP-GU-1.1
0mm az 4 mm délka do 630 mm (1,4-L 49,2) pm | ichylkomérem
délka do 1000 mm (2-L +22) um

V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné vSech zmén).

Vysvétlivka:
L - jmenovit4 délka [m]
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 437/2023 ze dne: 14. 8. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

VOP CZ, s.p.

objekt cislo 2399, Kalibra¢ni laboratof
Dukelska 102, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina

Rovinny uhel

éIl,’;l:)'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét kalibrace - j]menowty rozsah - Para::igi(z; méf. rljg?f'l::éunde?;]siztaa Princip kalibrace ll(gleirll)?lléljle;:li P:i;;(t:g-
min  jedn. max jedn. méieni? postupu?®
1 |Uhloméry 0° az  360° 4.8 Porovnani s thlovymi mérkami KP-GU-2.1
2 Sklonoméry 0° az  360° 0,12° Porovnani se sinusovym pravitkem | KP-GU-2.2
3 Libely strojni a stavebni (do 2000 mm) 0 mm/m az 87 mm/m 0,02 mm/m Porovnani se sinusovym pravitkem | KP-GU-2.3
1

N

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace muiize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Sila, mechanické zkousky

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 437/2023 ze dne: 14. 8. 2023

VOP CZ, s.p.
objekt ¢islo 2399, Kalibra¢ni laboratof
Dukelska 102, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina

;lr’;l:;l Kalibrovana veli¢ina / PFedmét kalibrace : - Jmenovity rozsah - Para‘l:)eel:;‘i(l}l'; méf. rlj;g?f‘lzlslléun(l?:si::?a Princip kalibrace ll(gleirll)?lléljle;:li P:iz(t:g-
min  jedn. max  jedn. méreni? postupu?®
1 Momentové klice a Sroubovaky Porovnani se snimac¢em KP-MS-3.1
1 Nm az 1000 Nm 0,6 % krouticiho momentu

2 Tvrdomérné desti¢ky a vzorky - Rockwell 10 HRBW az 100 HRBW |HRBW 1,3% CSN EN ISO 6508-3 KP-MS-2.3
20 HRC az 70 HRC HRC 1,2%

3 | Tvrdomérné desti¢ky a vzorky - Brinell 10HBW az 650 HBW HBW 2,5 1,4 % CSN EN ISO 6506-3 KP-MS-2.4

4 Tvrdomérné desti¢ky a vzorky - Vickers 10 HV az 3000 HV HV 10 1,6 % CSN EN ISO 6507-3 KP-MS-2.2
HV 30 1,2%

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace muize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokument identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu

(v€etn€ vSech zmén).
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 437/2023 ze dne: 14. 8. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

VOP CZ, s.p.

objekt cislo 2399, Kalibra¢ni laboratof
Dukelska 102, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina

CMC pro obor méiené veliciny: Tlak
VI,’OF'l Kalvibrovva nd V.eliéina / Jmenovity rozsah Parametr(y) méf. veli¢iny rlj;g?f}:;l:iuni?;;i::?a Princip kalibrace l'{gﬁ?;';‘é':f;ﬁi Pr.a}C?_
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. méFeni2 postupu® visté
1 | Deforma¢ni tlakoméry Porovnani s etalonovym KP-MT-1.1
0MPa az 3 MPa |[tlak relativni | kapalina (lih, olej) 4,8 kPa |¢islicovym tlakomérem
3MPa az 20 MPa 32 kPa
20 MPa  az 50 MPa 65 kPa
50 MPa a7 140 MPa 190 kPa
2 | Cislicové tlakoméry Porovnani s etalonovym KP-MT-1.2
0MPa az 3 MPa |[tlakrelativni | kapalina (vzduch) 3,8kPa | ¢islicovym tlakomérem
3MPa az 20 MPa 25 kPa
20 MPa az 50 MPa 37 kPa
50 MPa a7 140 MPa 104 kPa

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné v§ech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 437/2023 ze dne: 14. 8. 2023

VOP CZ, s.p.

objekt ¢islo 2399, Kalibra¢ni laboratof

Dukelska 102, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina

Elektrické veli¢iny

VI,’OF'l Kalibrovana veli¢ina / Piedmét kalibrace Jmenovity rozean Parameg’.(y) méf. rlj;g?f}:;léun(l?;z::?a Princip kalibrace ligleirl])t'l:éljl?ﬁi Pr.;ic?_
cislo min  jedn. max  jedn. veli¢iny méFeni2 postupu? visté

1 Stejnosmérné napéti / voltmetry, Piimé méfeni s etalonovym KP-EM-2.1,
multimetry analogové a digitalni Omv  az 20 mv 0,035% +10 uvV | kalibratorem KP-EM-2.2

20 mV az 100 mV 0,095 %

100mvV  az 200 mV 0,029 %

0,2V az 1V 0,012 %

1V az 2V 0,0054 %

2V az 10V 0,0090 %

10V az 20V 0,0047 %

20V az 100 V 0,0090 %

100V az 240V 0,0047 %

240 V az 1000V 0,029 %
2 Stfidavé napéti / voltmetry, multimetry Piimé méfeni s etalonovym KP-EM-2.1,
analogové a digitélni 10mVvV  az 20 mV (20 Hz az 10 kHz 0,58 % kalibratorem KP-EM-2.2

20 mvV az 100 mV |20 Hz az 10 kHz 0,56 %

100 mV az 200 mV |20 Hz az 10 kHz 0,21 %

02V az 1V |20Hzaz 10 kHz 0,066 %

1V az 2V |20Hzaz 10 kHz 0,038 %

2V az 10V |20 Hzaz 10 kHz 0,066 %

10V az 20V |20Hzaz 10 kHz 0,038 %

20V az 100V |[20Hzaz 10 kHz 0,58 %

100V az 240V |20 Hzaz 1 kHz 0,15 %

240V az 1000V |20Hzaz1kHz 0,13 %
3 Stejnosmérny proud / ampérmetry, Piimé méfeni s etalonovym KP-EM-2.1,
multimetry analogové a digitalni 1pA az 200 pA 0,058 % + 20 nA | kalibratorem KP-EM-2.2

0,2 mA az 1 mA 0,078 %

1 mA az 2 mA 0,035 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 437/2023 ze dne: 14. 8. 2023

VOP CZ, s.p.
objekt ¢islo 2399, Kalibra¢ni laboratof

Dukelska 102, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina

,I,’Oil Kalibrovana veli¢ina / Piedmét kalibrace Jmenovity rozah Parame?f.(y) méf. rlj;g?f}:;léun(l?;z::?a Princip kalibrace ligleirl])t'l:éljl?ﬁi Pr.;ic?_
cislo min  jedn. max jedn. veli¢iny méFeni2 postupu visté
2 mA az 10 mA 0,045 %
10mA az 20 mA 0,019 %
20mA  az 100 mA 0,046 %
100 mA az 200 mA 0,019 %
02A az 1A 0,072 %
1A az 2A 0,029 %
2A az 10A 0,13 %
10 A az 20 A 0,047 %
4 Stridavy proud / ampérmetry, Pi{imé méfeni s etalonovym KP-EM-2.1,
multimetry analogové a digitalni 10 A az 100 pA |20 Hz az 1 kHz 0,52 % kalibratorem KP-EM-2.2
100 pA az 200 pA |20 Hz az 1 kHz 0,21 %
0,2 mA az 1 mA |20 Hz az 1 kHz 0,24 %
1 mA az 2mA |20 Hz az 1 kHz 0,12 %
2 mA az 10 mA |20 Hz az 1 kHz 0,18 %
10 mA az 20 mA |20 Hz az 1 kHz 0,092 %
20 mA az 100 mA |20 Hz az 1 kHz 0,17 %
100 mA az 200 mA |20 Hz az 1 kHz 0,090 %
0,2 A az 1A |[20Hzaz1kHz 0,21 %
1A az 2A |20Hzaz1kHz 0,12 %
2A az 10 A |20Hzaz1kHz 0,49 %
10A az 20A |20Hzaz1kHz 0,23 %
5 Stejnosmérny odpor / ohmmetry, Pi{imé méfeni s etalonovym KP-EM-2.1,
multimetry analogové a digitalni kalibratorem nebo etalonem KP-EM-2.2
0Q az 100 Q 0,036 % + 30 mQ |odporu
100 Q az 400 Q 0,038 %
0,4 kQ az 2kQ 0,023 %
2 kQ az 10 kQ 0,019 %
10 kQ az 200 kQ 0,018 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 437/2023 ze dne: 14. 8. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

VOP CZ, s.p.
objekt ¢islo 2399, Kalibra¢ni laboratof
Dukelska 102, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina

“ Jmenovity rozsah . Nejnizsi udavana ldentifikace i
;;;B’l Kalibrovana veli¢ina / PFedmét kalibrace Para:leoi:gi(zf) mer. roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:izig
min  jedn. max jedn. y méfeni? postupu®
02MQ az 1 MQ 0,059 %
1MQ az 4 MQ 0,12 %
4MQ  az 20 MQ 0,23 %
20MQ  az 50 MQ 0,59 %

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souc¢asti CMC a je nejniz8i hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné vSech zmén).
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